
泰克推出下一代高性能任意波形发生器AWG70000
--采样率高达50 GS/s，新AWG70000助力高速测试应用和高级研究
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中国 北京，2013年3月19日 –全球领先的测试、测量和监测仪器提供商---泰克公司日前宣布，推出采样率高达50 GS/s的下一代任意波形发生器---新AWG70000。通过提供业内最佳的高采样率、长波形内存和深动态范围组合，新AWG70000系列任意波形发生器可满足宽带电子、高速串行通信、光网络及高级研究应用领域的广泛和高标准的信号发生需要。

AWG70000任意波形发生器采用了同一天泰克元件解决方案公司 (Tektronix Component Solutions)正式宣布推出的全球速度最快、最准确的10位商用数/模转换器 (DAC)专用集成电路(ASIC) TDAC-25。

TDAC-25数/模转换器的25 GS/s数/模采样率、10位分辨率和大于80 dBc的动态范围特性组合在业内居领先地位，可支持更高的集成度，从而有助于降低下一代系统的成本、尺寸及功耗要求。在基于射频的应用中，该器件支持直接生成宽频带信号，从而通过消除数/模转换器阵列和频率转换模块帮助降低复杂性。

由于所有电子和射频细分市场领域的数据率与信号复杂性都不断增加，因此工程师和研究人员需要更先进的信号发生器对设计进行充分的压力测试或者开展前沿研究。该数/模转换器帮助AWG70000任意波形发生器实现了行业领先参数，包括50 GS/s采样率、16 GS波形内存和10位垂直分辨率，使其能够支持业内最苛刻的信号发生要求，可满足上述测试需求。这意味着它能够生成可通过接收器或其他被测器件传送长时间的快速和无干扰的信号，以便进行真正的全面测试。 

“对于那些需要以高采样率生成准确测试信号的客户来说，AWG70000系列任意波形发生器可以尽可能地提升性能水平，并能够提供更强大的解决方案，这些都是显著的进步，”泰克信号分析仪产品线总经理Jim McGillivary表示，“该系列下一代任意波形发生器进一步扩大了泰克公司在先进信号发生技术领域的长久领先和创新纪录。”

阿尔卡特-朗讯旗下研究机构贝尔实验室最近在其用来演示通过超长距离光纤来进行1.5 TB/s超级信道传输的高级研究中选择了AWG70000来提供信号发生功能。“50 GS/s采样率与同步两个任意波形发生器的能力使我们能够在每个光载波上生成 30 G Baud信号，数据传输率为233 Gb/s，是先前纪录的两倍以上”，贝尔实验室的该项目负责人之一S. Chandrasekhar表示。他的同事Xiang Liu补充说：“AWG70000的性能和信号纯度超过了我们对这个高标准实验的要求。”

AWG70000任意波形发生器使工程师和研究人员能够创建、生成或复制理想、失真或“真实”信号，这是设计和测量过程中的一个重要步骤。通过提供轻松生成极复杂信号的能力和对信号特征的全面控制，AWG70000系列任意波形发生器为克服以下应用中的测量挑战提供了业内最佳的解决方案：

宽带电子 – AWG70000通过在基带、IF 和RF频率（可达20GHz）下生成宽带宽信号来提供按需带宽 ，动态范围大于 80 dBc。凭借高达16 GS的波形内存，它能生成足够长的独特信号来模拟实际环境，这使其成为目前最灵活的宽频带信号发生产品。

光通信 – 研发新的和更快光通信技术的研究人员可借助AWG70000的采样率和高垂直分辨率来采集具有优异频谱纯度的极高带宽信号。在这些高带宽下，可以同步多个任意波形发生器来提供完整的IQ信号发生功能。

高速串行通信 – 许多下一代串行总线都有强烈的信号发生需求。例如，AWG70000提供针对HDMI 2.0的双硬件解决方案，支持四个传输巷道（每巷道6 Gbps）。它使设计人员能够直接向波形添加损伤信号，从而避免需要使用硬件来生成所需信号。

高级研究 – AWG70000系列任意波形发生器非常适合各种研究应用，使科研人员能够生成高精度 高速非标准波形。通过使用AWG70000，工程师和研究人员现在能够生成先前无法生成的信号。


